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As modificações realizadas na morfologia, nas propriedades químicas, físico-químicas da superfície do 

implante e a sua influência sobre o processo de osseointegração tem sido o objetivo de muitos estudos ao 

longo dos últimos anos. O objetivo deste estudo foi caracterizar implantes osseointegráveis (Ti-cp) com 

superfície usinada (SU), superfície modificada por laser (SL) e superfície modificada por laser seguido da 

deposição de silicato de sódio (SS). Para tal foi realizado a caracterização topográfica por meio da 

microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de energia dispersiva MEV-EDX. Obtiveram-se 

também medidas de rugosidade média, medidas de rugosidade em secção transversal, ângulo de contato, 

difratometria de raios X - DRX e perfilometria óptica confocal laser das três superfícies. Os dados obtidos 

pela análise de rugosidade (rugosidade média) foram levados à análise de variância e ao teste t de Tukey. 

O MEV de SU mostrou superfície lisa, contaminadas com de restos de usinagem, enquanto SL e SS 

produziram superfícies rugosas com padrão morfológico mais regular e homogêneo. A análise por EDX 

não revelou qualquer contaminação das superfícies analisadas, e mostrou picos de Ti para SU e Ti e 

oxigênio para SL e SS. Os valores de rugosidade média de SL e SS foram estatisticamente maiores (p 

<0,05) quando comparados com SU. Os valores da rugosidade em secção transversal foram 21,76 ± 9,05 

μm e 28,75 ± 10,12 μm respectivamente para SL e SS. O ângulo de contato de SL e SS foi 0º, permitindo 

alta molhabilidade. O DRX de SU mostrou apenas picos de Ti, enquanto SL e SS mostraram a presença 

de óxidos e nitretos. Nos implantes SS a DRX mostrou também a presença de silicato de sódio. Diante 

dos resultados obtidos conclui-se que as texturizações realizadas nos implantes SL e SS promoveram 

importantes modificações na topografia e nas propriedades físico-químicas das superfícies analisadas. 
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